Instrugdes — Difracdo de Raios-x
Estas instrugdes devem ser consideradas em conjunto com a Apostila e 0 Manual do Software
disponiveis no site da disciplina (http://www.ifsc.usp.br/~lavfis2/). Informac¢bes adicionais-
complementares acerca do assunto podem ser obtidas em livros-texto especializados
(Elements of x-ray diffraction, B.D. Cullity — 548.83*C967e, por exemplo) e/ou na internet.

A fim de otimizar o tempo de realizagdo (e aproveitamento) desta pratica, é sugerida a
seguinte ordem:

1 - Ler os conteudos da Apostila e do Manual do Software.

2 - Explorar em detalhe os conceitos associados a fonte de geragao de radiagéo na faixa de
raios-x. Da mesma forma, informar-se a respeito do principio de funcionamento de detectores
de raios-x, em especial o utilizado nesta pratica (detector Geiger-Muller).

3 - Realizar a Experiéncia 1 (Reflexao de Bragg e Espectro de raios-x) da Apostila.

4 - Realizar a Experiéncia 2 (Medida de Constante de Planck) da Apostila.

5 - Realizar a Experiéncia 3 (Absorcdo de radiacdo monocromatica) da Apostila. Neste caso,

investigaremos o comportamento da intensidade da linha Ka do Mo (ap6s ser difratada por
um cristal de LiF) ao atravessar laminas de Al com diferentes espessuras.

6 - Obter os difratogramas gerados por cristais de Si com diferentes orientagbes
cristalograficas: <100>, <111>, e policristalino. De posse destes difratogramas, determinar os
parametros de rede do Si e discutir os resultados obtidos.

OBS - Em todas as partes procure seguir os Procedimentos sugeridos e responder as
Perguntas da Apostila.




